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摘要(译)

提供一种超声波检查仪，其在两个或更多个维度的区域中扫描对象。超
声波检查仪包括阵列换能器（1），其中排列有多个换能器（2），其中
阵列换能器（1）被分成多个子阵列（3,4），这些子阵列由多个相邻的
子阵列组成。换能器（2）。构成子阵列（3,4）的换能器（2）的输出分
别输入到对应于子阵列（3,4）的开关阵列（5,6）和开关阵列（5）的输
出。6）通过延迟加法线（7,8）的抽头输入采样保持放大器输入到延迟
加法线（7,8）的采样保持级。延迟附加线（7,8）具有多个采样保持级串
联连接的配置。延迟附加线（7,8）的输出是来自构成相同子阵列（3,4）
的换能器（2）的输出之和。
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